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Ready for TESTelligence!

UTB (BSI) - Universal Tester Board

Effizientes Testsystem fiir digitale Sensoren

v/ Effizienter System-Level-Test (SLT) von v Versorgungsspannung: -2 V...+20(25)"V
digitalen Sensoren v Versorgungsstrom:

v/ Charakterisierung der Sensoren bis zu £50(20)" mA/Quelle

v/ Final test in der Sensorproduktion v/ 12,5 ns Zeitauflésung

v/ Einstellbare Slew-Rate (1 V/ps...8,3 V/ms)

Q Eigenschaften

v Schneller FPGA fir Firmware und v/ 4 unabhangige Stromquellen
sz fpiedsiells v/ Externe Trigger-Funktionalitat
. ) .
7 SO e it LB e v Schnelle interne LVDS-Dateniibertragung
UART, JTAG, SENT, PSI5, CAN FD?, LIN,
ZACwire™ v Schnittstelle fir kundenspezifische Hard-

ware-Erweiterungen
v/ 16 frei programmierbare |O-Pins
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3 Technische Daten

HW-Schnittstelle e DSUB(HD62)

Unterstiitzte digitale Schnittstellen e SPI/I12C/CAN-FDV(ISO 11898) / SENT / PSI5 /
JTAG / LIN / ZACwire™ / mipi™ [3C / TDM / UART

U Elektrische Parameter

Digital MIO (Measurement und 1/O)

Spannungsbereich digital -2V..6V
Spannungsbereich Analog-Input -2V..25V
Strom per Pin, max. 20 mA
Pull Up/Down Widerstand schaltbar 2 kQ
Eingangswiderstand 1TMQ
High Z Mode fiir alle MIO
Eingangsstrom High Z Mode max. < 5 nA, typisch <400 pA
Versorgungsspannungsbereich -2 V... +20V (25 V)2 (+0,05 %)
Versorgungsstrombereiche 50 mA (+0,2 %)
2 mA (0,2 %)
200 pA (+0,2 %)

20 pA (£0,2 %)"
5 A (20,2 %)

Max. Sensor-Versorgungsstrom 50 mA/source

Spannungsmessbereiche 25V (x0,01 % von FSR)
8V(8V...1V:£0,01 % von FSR, <1V = 100 pV)

Strommessbereiche 50 mA (£0,05 % von FSR)
2 mA (+0,05 % von FSR)
200 pA (£0,05 % von FSR)
20 pA (£0,05 % von FSR)"
5 pA(£0,1 % von FSR)"

® Zubehor (optional)

e  BSI Evaluation Board
e BSI Engineering Board
e BSIKabel



